Dienstleistung: Raster-Elektronenmikroskopie (REM),
Elementanalyse (EDX) und Rontgenbeugung (XRD)
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Wir bearbeiten fur Sie:

- Schadenskundliche Falle
- Ausfallanalysen

- Analyse von Werkstoffen
- Begutachtungen

Anlagen:

- Raster-Elektronenmikroskop
— - EDX-Elementanalyse

— Sorm - Roéntgendiffraktometer (XRD)

- Verschiedene Lichtmikroskope
- Praparation; Schliffe und Politur
- Bedampfungsanlage
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lhre Ansprechpersonen

. . . : : . Dr. Olivia Freitag-Weber
3. 40 s 0 s 60 Dipl. Ing. Angela Lellig
Tel: 0681 5867-274
Kontakt und weitere Info




